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INFORMACIA

Interferen¢né mikroskopy MPI3 az MPI5 a ich praktické
vyuzitie v geologii

JURAJ MACEK

Interferometrické metédy sa pre nedosta-
tok pristrojov v beznej mineralogickej praxi
vyuzivali len sporadicky. Zavedenim sériovej
vyroby interferenénych mikroskopov radu
MPI1 az 5 (polarizaé¢ny interferené¢ny mikro-
skop) v PLR (najnovsie aj interferen¢ény na-
stavec INTERFAKO k polarizacnému mikro-
skopu Amplival v NDR) ich vyznam rastie,
pretoze poskytuju Siroké moznosti uplatnenia.

Princip spoc¢iva na vyuzivani diferencialnej
interferencie vznikajucej v Specialne upra-
venej wollastonitovej prizme sposobujucej
vzajomny fazovy posun medzi riadnym a mi-
moriadnym luc¢om.

Velkost takto vzniknutého rozdvojenia
obrazu je priamo zavisld od hrukbky indexu
lomu meraného objektu a od pouzitej vlno-
vej dlzky prechadzajuceho svetla. Pristro-
jom mozno meraf hrubku objektu, absolutny
a relativny index lomu v imerznom prostredi
alebo vo vybruse, index lomu wuzavrenin
a mikroporusenie povrchu pléch.

Uvedené hodnoty mozno zisfovaf troma
metodami.

1. Pruzkova (alebo pasova) metdéda. Na
urc¢ovanie indexu lomu sa nehodi pre nizku
presnosf, ktora sa pohybuje na druhom desa-
tinnom mieste. Isté opodstatnenie ma pri me-
rani dvojlomu, ale najma pri mikroporuseni
ploch.

2. Metoda maximalneho zdvojenia obrazu
v homogénnom poli. Presnosf merania sa
pohybuje na trefom desatinnom mieste. Hodi
sa na urcovanie indexu lomu uzavrenin, Jej
pouzitie obmedzuje limitovana vefkosf me-
raného objektu. ktory nema presahovaf 32
mikronov. Pri merani indexu lomu uzavrenin
touto metodou treba poznaf index lomu ob-
klopujuceho mineralu.

Index lomu sa pocita podla vzorca
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kde n = index lomu pozorovaného objektu
n; = index lomu obklopujtuceho prostre-
dia (mineralu)
Y = fazové oneskorenie merané wollas-

tonitovou prizmou
t = hrubka objektu

¥ moéze matf + (plus) alebo — (minus) hod-
notu, podIa toho, ¢i n > n; (minus) alebo
n < n; (plus).

Meranie mozno vykonaf aj bez poznania
hrubky skumaného objektu, ale v takom pri-
pade je nevyhnutné objekt separovat. Vlastné
meranie sa robi pomocou dvoch imerznych
olejov so znamym indexom lomu. VzhIadom
na to, Ze sa pracuje s objektom s maximal-
nou velkostou 32 mikrénov, realizacia je
mimoriadne pracna.

3. Diferencialna metéda. Je najpresnejsia.
ReprodukovateIna presnost merania indexu
lomu sa pohybuje v rozmedzi + 0,0002. Ne-
vyzaduje poznanie hrubky objektu a nie je
limitovana velkostfou objektu. Merany objekt
musi byf separovany a musi byf znamy index
lomu dvoch imerznych olejov, v ktorych
vlastné meranie prebieha, Postup prac je na-
sledujtci:

Vyseparované zrno sa prilepi tenkou vrst-
vou lepidla na podlozné sklicko s komorkou
(moze to byf komorka, ktoru pouzivame
pri metode tepelnej variacie). Do komorky
sa kvapne imerzny olej so znamym indexom
lomu n; a prikryje sa krycim sklickom. Za-
riadenie sa polozi na stoléek mikroskopu
a wollastonitovou prizmou sa na stupnici od-
poc¢ita fazovy ubytok ¥; Oplachne sa ko-
morka a cely proces sa opakuje s imerznym
olejom s indexom n», ¢im sa ziska hodnota ¥o.
Hodnoty dosadime do vzorca
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kde vyslednou hodnotou n je pozadovany
index lomu meraného objektu. Treba ra$pek-
tovaf kladny alebo zaporny charakter hod-
noty ¥, ako sme uz spomenuli pri metode
maximalneho zdvojenia obrazu.

Opisané pristroje sluzia sucéasne ako re-
fraktometer (s presnosfou merania -+ 0,0001)
a mikrofotometa. V zékladnej zostave sa mozu
pouzif ako bezné polarizaéné mikroskopy. na
ktoré po malej uprave mozno namontovat
Fjodorov univerzalny stoléek.
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